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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

VARISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 1: Generic specification

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object /6f 1k is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electric ectronic fields. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Yechqnical ‘§pecifications,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hexe eferred Mo as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IE Lo i }
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. i t
governmental organlzatlons Ilalsmg with the IEC also partlmpate in this araton. korates closely

agreement between the two organizations.

2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters ¢ possible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each ica i épresentation from all
interested IEC National Committees.

3) IEC Publications have the form of recommendations fo and aré accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable effortg are hat the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be hich they are used or for any
misinterpretation by any end user.

4) In order to promote international uniformity i s i undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent posgible |n th' i and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corre ional er regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

5) IEC provides no marking pgoced al and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to b

6) All users should ensure tha

7) No liability shall/ smployees, servants or agents including individual experts and
members of its te atfonal Committees for any personal injury, property damage or
other damage of an S ether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out 1 i ge of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

8) Attention is drawn e references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensab ation of this publication

9) Attentio o the pgssibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patentrights s a held responsible for identifying any or all such patent rights

International IEC 61051-1 has been prepared by IEC technical committee 40

Capacitors and res' S

ors for electronic equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1991 and constitutes a
minor revision related to tables, figures and references.

This bilingual version (2012-06) corresponds to the monolingual English version, published in
2007-04.

The text of this standard is based on the following documents:

CbhV Report on voting
40/1775/CDV 40/1841/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
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The French version of this standard has not been voted upon.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The list of all the parts of the IEC 61051 series, under the general title Varistors for use in
electronic equipment, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in
the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

* reconfirmed,

e withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
* amended.

@%
S
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VARISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT -

Part 1: Generic specification

1 General

1.1  Scope

This part of IEC 61051 is applicable to varistors with symmetrj
characteristics for use in electronic equipment.

voltage-current

1.2 Object

The object of this standard is to establish standard terms, insp&ctio < and methods
of test for use in sectional and detail specifications for Quatification Approyal awd for Quality
Assessment Systems for electronic components.

1.3 Normative references

IEC 60060-2:1 99; Hig
IEC 60062:2004,

IEC 60068-2-2:1974,
Amendment 1 (199
Amendment 2 (1994)

IEC 60068-2-6:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Fc and guidance: Vibration
(Sinusoidal)

nvironmental testing — Part 2: Tests — Tests B: Dry heat

IEC 60068-2-13:1983, Environmental testing — Part 2: Tests — Test M: Low air pressure

IEC 60068-2-14:1984, Environmental testing — Part 2: Tests — Test N: Change of temperature
Amendment 1 (1986)

IEC 60068-2-20:1979, Environmental testing — Part 2: Tests — Test T: Soldering
Amendment 2 (1987)

IEC 60068-2-21:2006, Environmental testing — Part 2-21: Tests — Test U: Robustness of
terminations and integral mounting devices

IEC 60068-2-27:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Ea and guidance: Shock
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IEC 60068-2-29:1987, Environmental testing — Part 2: Tests — Test Eb and guidance: Bump

IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing — Part 2-30: Tests — Test Db and guidance:
Damp heat, cyclic (12 h + 12-hour cycle)

IEC 60068-2-45:1980, Environmental testing — Part 2: Tests — Test XA and guidance —
Immersion in cleaning solvents

IEC 60068-2-54:2005, Environmental testing — Part 2-54: Tests — Test Ta: Solderability
testing of electronic components by the wetting balance method

IEC 60068-2-58:2004, Environmental testing — Part 2-58: Tests — Test Td: Test methods for
solderability, resistance to dissolution of metallization and to solderipg—~heat of surface
mounting devices (SMD)

IEC 60068-2-69:1995, Environmental testing — Part 2: Tests — Test

IEC 60717:1981, Met
resistors with u 4® 1

ISO 1000:199
other units

Amendment 1 (1998)

SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VARISTANCES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 1: Spécification générique

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationayx desla CEIl). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normahsation dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl — entre autres agtivités ~ publie des Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des 'cifictio ac ssibles au

comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé pa j articiper. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementalg 2 \ ave , participent
également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation isation (1SO),

3) Les Publications de la CEIl se présentent sous la formg—¢ maqndatiens int&rnationales et sont agréées
a 3 ef nna gs sont entrepris afin que la CEI

4) Dans le but d'encourager l'uniformité internati S alx de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon Publjcations de la CEl dans leurs publications
nationales et régionales. Toutes divergences Pubtications de la CEIl et toutes publications
nationales ou régionales corrgspondantes dajven én termes clairs dans ces derniéres

5) La CEI elle-méme ne fourn €. Des organismes de certification indépendants
fournissent des servicep ans certains secteurs, accedent aux marques de

conformité de la CEI 9 un des services effectués par les organismes de
certification indépegdants.

6) Tous les utilisat ive ! qu'i " possession de la derniere édition de cette publication.

7) Aucune responsabilifé doi i 5 a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y Comprs se exerts panticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la €ElI, Y i ausé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre

dommage de gueltue hatuxe qu i/ directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) S ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre

I'objet de droits desbre
de brevets et de ne p

et. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
s avoir signalé leur existence.

La Norme Internationale CElI 61051-1 a été établie par le comité d'études 40 de la CEl:
Condensateurs et résistances pour équipements électroniques.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 1991 et constitue
une révision mineure qui porte sur des tableaux, des figures et des références.

La présente version bilingue (2012-06) correspond a la version anglaise monolingue publiée
en 2007-04.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 40/1775/CDV et 40/1841/RVC.

Le rapport de vote 40/1841/RVC donne toute information sur le vote ayant abouti a
I'approbation de cette norme.
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La version francaise n’a pas été soumise au vote.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La liste de toutes les parties de la série CEI 61051, dont le titre général est Varistances
utilisées dans les équipements électroniques peut étre consultée sur le site web de la CELI.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous "http://webstore.iec.ch" dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la publication sera

* reconduite;
* supprimée;
* remplacée par une édition révisée, ou

@%
N
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VARISTANCES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

Partie 1: Spécification générique

1 Généralités
1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 61051 est applicable aux varistances a carz
courant symétrique utilisées dans les équipements électroniques.

istique tension-

1.2 Objet

électroniques.

1.3 Références normatives

document. Pour les références datée
non datées, la derniére édition du
éventuels amendements).

CEI 60060-2: 1@T ¢
CEI 60062: 2004 Co4

CEI 60068-1:19
Amendement

CEI 60068

CEI 60068-2-2:"
Amendement
Amendement 2 (

CEI 60068-2-6: 1995, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Fc et guide:
Vibrations (Sinusoidales)

CEl 60068-2-13: 1983, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai M: Basse
pression atmosphérique

CEI 60068-2-14: 1984, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai N: Variation de
température
Amendement 1 (1986)

CEl 60068-2-20: 1979, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai T: Soudure
Amendement 2 (1987)

CEI 60068-2-21: 2006, Essais d'environnement — Partie 2-21: Essais — Essai U: Robustesse
des sorties et des dispositifs de montage incorporés
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CEI 60068-2-27: 1987, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Ea et guide:
Chocs

CEI 60068-2-29: 1987, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai Eb et guide:
Secousses

CEI 60068-2-30: 2005, Essais d'environnement — Partie 2-30: Essais — Essai Db et guide:
Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12 h + 12 h)

CEI 60068-2-45: 1980, Essais d'environnement — Partie 2: Essais — Essai XA et guide —
Immersion dans les solvants de nettoyage

CEI 60068-2-54: 2005, Essais d'environnement — Partie 2-54: Essais — Essai Ta: Essai de
brasabilité des composants électroniques par la méthode de la balance q suillage (VE)

CEl 60068-2-58: 2004, Essais d'environnement — Partie 2-58: Essaj Méthodes

la méthode de la balance de mouillage

CEI 60068-2-78: 2001, Essais d'environnement — P|
continu de chaleur humide

Méthode d essai au b
directrices

CEI 60717: 198
des résistances a s6
CEIl 61249-2-7; 202 3 2 peur circuits imprimés et autres structures d’interconnexion

— Partie 2-7: a.renforcés, plaqués et non plaqués — Feuille stratifiée tissée
de verre

CEIl QC 00100R-3, voir http://www.iecq.org
ISO 1000: 1992, Unités S| et recommandations pour I'emploi de leurs multiples et de

certaines autres unités
Amendement 1 (1998)
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